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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE
COMITE INTERNATIONAL SPECIAL DES PERTURBATIONS RADIOELECTRIQUES

SPECIFICATIONS DES METHODES ET DES APPAREILS
DE MESURE DES PERTURBATIONS RADIOELECTRIQUES ET
DE L'IMMUNITE AUX PERTURBATIONS RADIOELECTRIQUES -

Partie 1-1: Appareils de mesure des perturbations radioélectriques
et de I'immunité aux perturbations radioélectriques —
Appareils de mesure

AVANT-PROPOS

La Commission Electrotechnique Internationale (CEIl) est une
composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationau

comités d'études, aux travaux desquels tout Comité na
organisations internationales, gouverneme
également aux travaux La CEIl collabore é

, participent
ationale de Normalisation (ISO),

La CEl n’a prétu auc

nationaux te_la OEI, dut préjudice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tout autre
dommage de qu ature que ce soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les colts (y compris les frais
de justice) et les dépenses découlant de la publication ou de I'utilisation de cette Publication de la CEIl ou de
toute autre Publication de la CEI, ou au crédit qui lui est accordé.

L'attention est attirée sur les références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publications
référencées est obligatoire pour une application correcte de la présente publication.

L’attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Publication de la CEIl peuvent faire
I'objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEIl ne saurait étre tenue pour
responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale CISPR 16-1-1 a été établie par le sous-comité A du CISPR: Mesures
des perturbations radioélectriques et méthodes statistiques.

Cette deuxiéme édition de la CISPR 16-1-1 annule et remplace la premiére édition, publiée en
2003, ainsi que son amendement 1 (2005) Elle constitue une révision technique.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION
INTERNATIONAL SPECIAL COMMITTEE ON RADIO INTERFERENCE

SPECIFICATION FOR RADIO DISTURBANCE AND IMMUNITY

MEASURING APPARATUS AND METHODS -

Part 1-1: Radio disturbance and immunity measuring apparatus —
Measuring apparatus

FOREWORD

this end and in addition to other activities, IEC publishes Internationa Wi pecifications,
Technical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides (herea : to as “IEC
Publication(s)”). Their preparation is entrusted to technical committe&s ittee interested
in the subject dealt with may participate in this preparatory wo 3
governmental organlzatlons Ilalsmg with the IEC also partICIp i

Publications is accurate, IEC cannot be
misinterpretation by any end user.

between any IEC Publicati

the latter.

IEC provides ng” matking procedure\to indic itS approval and cannot be rendered responsible for any
equipment declared 16 be™ i i A |IEC Publication.

All users should ensute that the atest edition of this publication

No liability shall qtta ors, employees, servants or agents including individual experts and
members of itg_technical co d&’|EC National Committees for any personal injury, property damage or
other damage of\a whatsoever, whether direct or indirect, or for costs (including legal fees) and
expenses alsing ou ation, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any other IEC

AttentionN ¥ to ative references cited in this publication. Use of the referenced publications is
=t application of this publication.

Attention is draw pre possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the subject of
patent rights. IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

International Standard CISPR 16-1-1 has been prepared by CISPR subcommittee A: Radio
interference measurements and statistical methods.

This second edition of CISPR 16-1-1 cancels and replaces the first edition published in 2003
and its amendment 1 (2005). It constitutes a technical revision.
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Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

FDIS Rapport de vote
CISPR/A/642/FDIS CISPR/A/651/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti a I'approbation de cette norme.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 2.

La série CISPR 16, publiée sous le titre général Spécifications des méthodes-et des appareils

CISPR 16-1;

— les méthodes de mesure des perturbations radioélectri ! r les quatre
parties de la CISPR 16-2;

— différents rapports avec des

informations su

— Partie 1-1:
— Partie 1-2:
— Partie 1-3:
— Partie 1-4

issarice perturbatrice,

urbations rayonnées,

— Partie 1-5: pour ['étalonnage des antennes de 30 MHz a
1 000 MH

Le comitg e contenu de cette publication ne sera pas modifié avant la date de

mainten le site web de la CEl sous "http://webstore.iec.ch" dans les

e reconduite;
e supprimeée;
e remplacée par une édition révisée, ou

¢ amendée.
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The text of this standard is based on the following documents:

FDIS Report on voting
CISPR/A/642/FDIS CISPR/A/651/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

oNsturbance and
d 4, eack of which is

The CISPR 16 series, published under the general title Specification for radio
immunity measuring apparatus and methods, consists of Parts 1, 2, 3 af
further subdivided into parts:

in general are given in CISPR 16-3;

- information related to uncertainties, statisticg is contained in

CISPR 16-4.
CISPR 16-1 consists of the following p itle Specification for radio
disturbance and immunity measuring\appeara 5 9 s — Radio disturbance and
immunity measuring apparatus:

e Part 1-1: Measuring apparatus

e Part 1-3: Ancillary ¢
e Part 1-4: An@ c
e Part 1-5: Antenra €

The committee
the maintena

* withdrawn
* replaced by 3
* amended.

d edition, or


https://standards.iteh.ai/catalog/standards/iec/537a05f4-b1d6-4d09-a228-9343e02cf441/cispr-16-1-1-2006

-10 - CISPR 16-1-1 © CEI:2006

SPECIFICATIONS DES METHODES ET DES APPAREILS
DE MESURE DES PERTURBATIONS RADIOELECTRIQUES ET
DE L'IMMUNITE AUX PERTURBATIONS RADIOELECTRIQUES -

Partie 1-1: Appareils de mesure des perturbations radioélectriques

et de I'immunité aux perturbations radioélectriques —
Appareils de mesure

1 Domaine d'application

sont également spécifiées. Les exigences comprennent
radioélectriques a large bande et a bande étroite.

Les récepteurs traités comprennent les types suivantg

a) récepteur de mesure de quasi-créte,

O

récepteur de mesure de créte,

(¢

) récepteur de mesure de valeur moys

récepteur de mesure quadratique.

Partie 2, et des informations supplémentaires sur

Les méthodes de mesute sontNra S
les perturbahons' i - es dans la Partie 3 de la CISPR 16. Les incertitudes,
les statistiques et la Shisati imites sont couvertes par la Partie 4 de la CISPR 16.

derniére édition du documeént de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).
CEI 60050(161):1990, Vocabulaire Electrotechnique International (VEI) — Chapitre 161:
Compatibilité électromagnétique

Amendement 1 (1997)

Amendement 2 (1998)

CISPR 11:2003, Appareils industriels, scientifiques et médicaux (ISM) a fréquence
radioélectrique — Caractéristiques de perturbations électromagnétiques — Limites et méthodes de
mesure

CISPR 14-1:2005, Compatibilité electromagnéetique — Exigences pour les appareils électro-
domestiques, outillages électriques et appareils analogues — Partie 1: Emission
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SPECIFICATION FOR RADIO DISTURBANCE AND IMMUNITY
MEASURING APPARATUS AND METHODS -

Part 1-1: Radio disturbance and immunity measuring apparatus —
Measuring apparatus

1 Scope

This part of CISPR 16 is designated a basic standard, which specifies the characteristics and
performance of equipment for the measurement of radio disturbance voftages, currents and
fields in the frequency range 9 kHz to 18 GHz. In addition, requirem® pecified for
specialized equipment for discontinuous disturbance measure . requirements
include the measurement of broadband and narrowband types of ra¢ IS 3

The receiver types covered include the following:

a) the quasi-peak measuring receiver,

b) the peak measuring receiver,

c) the average measuring receiver,

d) the r.m.s. measuring receiver.

The requirements of this publication shalkbe i all frequencies and for all levels

of radio disturbance voltages, currents
range of the measuring equipment.

strengths within the CISPR indicating

is given in Part 3 of . e ati tatistics and limit modelling are covered in

Part 4 of CISPR 1?.

IEC 60050-164: ternational Electrotechnical Vocabulary (IEV) — Chapter 161:

Amendment 1 (1997
Amendment 2 (1998)

CISPR 11:2003, Industrial, scientific and medical (ISM) radio-frequency equipment — Electro-
magnetic disturbance characteristics — Limits and methods of measurement

CISPR 14-1:2005, Electromagnetic compatibility — Requirements for household appliances,
electric tools and similar apparatus — Part 1: Emission
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CISPR 16-3:2003, Spécifications des méthodes et des appareils de mesure des perturbations
radioélectriques et de l'immunité aux perturbations radioélectriques — Partie 3: Rapports
techniques du CISPR

BIPM / CEI / FICC / ISO / OIML / UICPA / UIPPA Vocabulaire international des termes
fondamentaux et généraux de métrologie

3 Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, les définitions suivantes sont applicables. Voir
également les définitions de la CEl 60050(161), ainsi que le Vocabulaire international des
termes fondamentaux et généraux de métrologie.

3.1
bande passante
Bn
largeur de la courbe de sélectivité globale du récepteur entre @
déterminé en dessous de la réponse en milieu de bande. La b
par le symbole By, ou n est le niveau exprimé en décibels

3.2
bande passante en impulsion

Bimp

ou

A(t)max est la créte de l'enveloppe I
lorsqu'une impulsi

4 sartieN\e gquence intermédiaire du récepteur
appliquée™q I'entrée du récepteur;

En particulier, pour deux t ¢ acegordés a couplage critique,

Gy est le gain du

ou

aire englobée parla tension en fonction du temps d'une impulsion, définie par l'intégrale:
+00
IS = IV(t) dt (/S est exprimée en puVs ou dB(uVs))

NOTE La densité spectrale (D) est liee a 'aire de lI'impulsion. Elle est exprimée en yV/MHz ou dB (uV/MHz). Pour

des impulsions rectangulaires de largeur T, aux fréquences f << 1/T, la relation D(puV/MHz) = \/Ex106 IS(uVs)
s’applique.

3.4

constante de temps a la charge électrique

Tc

temps nécessaire, apres l'application instantanée d'une tension sinusoidale constante a
I'étage précédant immédiatement I'entrée du détecteur, pour que la tension de sortie du
détecteur atteigne 63 % de sa valeur finale.
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